
Notices thématiques en relation (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Termes plus larges (1) 

Microscopie électronique  

Termes plus précis (1) 

Microscopie électronique à balayage et en
transmission

 

Termes reliés (1) 

Microscopie électronique à balayage  

Microscopie électronique en transmission

 

Thème : Microscopie électronique en transmission

Origine : RAMEAU

Domaines : Physique

Autres formes du thème : MET
Microscopie électronique à transmission
Microscopie électronique par transmission
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